NORME CE|
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  1300-2-12
STANDARD Pramirs édor

1995-07

ints

s — Impact

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 1300-2-12: 1995



https://iecnorm.com/api/?name=340370bca43adc11d197212a0aeb8e10

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CE}
sont numérotées & partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la

publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publica*"‘“ de—haco innn:—nnrnr\+ los nmnnrl,\mnn{o 4

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication

incoroorating-amendmente—t—and-2
Lt ) g

et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constampment revu par la CEl afin qu'if refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalpgue de la CEI.

Les rengseignements relatifs & des questions a I'étude et
des trajaux en cours entrepris par le comité technique
qui a dtabli cette publication, ainsi que la lisie des
publicat|ons établies, se trouvent dans les docum
dessoudq:

. Site web» de 1a CEI*

» Catalogue des publications de la CE!l

Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a
omme périodique i

Termihologie, sy
et littéraux

En ce qui concerng later
se repgrtera ada
techniqyie Internstiona

Pour leg
et les s|gne
lecteur fconsultera
utiliser len électrotés
graphiques utifisables ¢
compildtion des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symbojés graphiques pour schémas.

27: Symboles littéraux a
la CEI 60417: Symboles

t under
hat the

ation of

under consideratjon and
undértaken by the tgchnical
prepared this publication,|as well
licafions issued, is to be found at the

atalogue of IEC publications
dblished yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and s a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refefred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vogabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readprs are
referred to publications IEC 60027: Lefter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, surviey and
compilation of the single sheets and IEC [60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

* See web site address on title page.


https://iecnorm.com/api/?name=340370bca43adc11d197212a0aeb8e10

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  1300-2-12
STANDARD Pomire S

1995-07

nts

© CEI1995  Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelkque forme que ce soit et par aucun pro- any form or by any means, electronic or mechanical,
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et including photocopying and microfiim, without permission
les microfilms, sans F'accord écrit de Féditeur. in writing from the publisher.

Bureau Central de ia Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX
international Electrotechnical Commission PRICE CODE G
MemayuapoaHas 3nektporexHuueckan Homuccua

@  Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, sea current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=340370bca43adc11d197212a0aeb8e10

~-2- 1300-2-12 © CEI:1995

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES - METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-12: Essais — Impact

AVANT-PROPOS

1)| La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organis 3 brmalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comj iona ). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questons nalisatign dans les
domaines de [|'électricité et de {'électronique. A cet effet, la CEl, ; bivi S les Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études,a 3 2 out Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les orgapisati i ati mentales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, N I collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normali ditions fixéed par accord
entre les deux organisations.

2)| Les décisions ou accords officiels de la CEl en arés par les
comités d'études ou sont représenté , expriment
dans la plus grande mesure possible

3)| Ces décisions constituent des recommahdatio q] de rapports
techniques ou de guides et agréées ¢

4)| Dans le but d'encouragé ificati 3 Comités nationaux de la CEl s'engagent|a appliquer
de fagon transparenté Normes internationales de la CEl dans lgurs normes
nationales et régj ‘ i BQCE h norme de la CEl et la norme nationale ou régionale

L4 Norme i
d’interconnexion
Fibres optiqu

a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
s a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:

Ld texte de ¢ su des documents suivants:

DIS Rapport de vote

86B/540/DiS 86B/643/RVD

L¢g rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le Vote ayant

P 1] [ i o
apoutro T appriuudliivilh Uuc LTl T1UTTIHT.

La CE! 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures:

Partie 1: Généralités et guide

Partie 2: Essais

Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-12: Tests — Impact

FOREWORD

1) The |IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizdtion for\standardization
compgrising all national electrotechnical committees (IEC National Committees), /Tt is to
prompte international cooperation on all questions concerning standardization in\the\electricakand elegironic
field4. To this end and in addition to other activities, the IEC publishg . Their
preparation is entrusted to technical committees; any |[EC National Committee inte Y in the subject dealt
with may participate in this preparatory work. International, governme < Organizatjons
liaisihng with the IEC also participate in this preparation. The IEC cdlfabora ith\ the Internatipnal
Orgahization for Standardization (ISO) in accordance with condjti ined) by ement between| the
two grganizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techical , repared by technical committees on
which all the National Committees having a $pecial iptegest\therein epresnted, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinign on\theSsubjects dealfiwith-

3) They| have the form of recommendations for jntdrnationalN\yse published in the form of standards, technpical
repofts or guides and they are accepted by the R 5

4) In orfer to promote internati , 3 al Committees undertake to apply IEC Internatipnal
Stanglards transparently to the maximum extent, possible\in” their national and regional standards. [Any
divergence between the |EC Standard apd_the gorkesponding national or regional standard shall be clgarly
indicaited in the latter.

Internatipnal Stand@ been prepared by sub-committee 86B: Fibre optic

interconnecting devic corgporients, of IEC technical committee 86: Fibre optids.

The text[of this dard ¥

\ \ \6IS Report on voting
\XaeB/540/Dls 86B/643/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reporf on

voting indicated in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1: General and guidance
Part 2: Tests

Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-12: Essais — Impact

1 Généralités

1 ) H pu il I+ ¥ s ot
. ornaiiic Qe alivii ot UUJCL

L’gbjet de cette partie de la CEl 1300 est d'évaluer l'aptitude d'un digp smf afipres gptiques a

résister a des impacts qui peuvent étre rencontrés en cours d'utiljsati ut étre un
impact localisé, ou une série d'impacts d'objets durs ou un impé pcié avec
la phute du dispositif.

1.2 Description générale

Ddqux méthodes sont décrites, la chute et le martgau- e spécimen
est attaché avec une longueur de cable de fagon ap 3T, SE i selon un

mouvement pendulaire et & heurter une surfagend\ . 8 , isse tomber
un[marteau a face semi-circulaire sufNe spéci 4 2

2 |Matériel

L'appareil comprend le

2.1 Méthode A

ur toute surface verticale rigide adéquate. Un[{manchon
ble au dispositif de fagon qu'il puisse se balancer(librement
une-position verticale. Un exemple de montage adéquat gst montré

»!

71 / Spécimen
u L
1
1
i
i
i
1

'y

Dispositif de fixation

Surface d'impact \ /' |
T 7777

CEl 563195

Figure 1 - Matériel pour la méthode A
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-12: Tests — Impact

1 General

1.1 Scope and object

The purpose of this part of IEC 1300 is to evaluate the ability of 2 ice to
withstand impacts likely to be encountered during usage. The impa glized
impact, p series of impacts with hard objects, or an impact normag 3 hing

the devige.

1.2 Geperal description

Two me od A\a specimen with an attaghed
length o rike an impact surface. In
method B, a hammer with a semi-cylindpica A ¢: pecimen which is plgced
on an anvil.

2 Apparatus
The app|

2.1 Me

211 A

5. A
it to
nin

The fixt
swivel s
swing fr
figure 1]

< > Specimen
| —
< T

Attaching fixture '
! h

1
!

Impact surface ;
\ ¥y \
| ]

77/

1EC 56395

Figure 1 - Method A apparatus
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2.1.2 Plaque de surface

La surface d'impact doit étre une plaque d'acier d'au moins 300 mm x 500 mm x 25 mm
d'épaisseur.

2.2 Méthode B

2.2.1 Enclume

Une enclume de la dureté spécifiée.

29 Mariaari.nilon
s H=-pPHEH

Trert&et

Un marteau-pilon de masse réglable avec une face semi-circulaire de d Qckwelll Rb 90.

2.2.3 Dispositif de manoeuvre

Un dispositif de manoeuvre du marteau. Un exemple est ma 8 comprend une
mgnivelle reliée au marteau par une corde et une poulie.

AR BB RAA SRR

v

RREARARR R RRLLY

#
7l 1 1]
{4

G
creume — SLLLLLLL

R = 1/2 x hauteur
de chute + 10 mm

CEl 564195

Figure 2 - Matériel pour la méthode B
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2.1.2 Surface plate

The impact surface shall be a steel plate at least 300 mm x 500 mm x 25 mm thick.

2.2 Method B
2.2.1 Anvil

An anvil of specified hardness.

2.2.2 Drop hammer

A drop hammer of adjustable mass with a semi-cylindrical face of Rockwell B ardness.

2.2.3 Drop apparatus

An appafatus to raise and drop the hammer. An example is show bf a

driven cfank coupled to the hammer by means of a cord and p

R = not less than 1/2 x
drop height + 10 mm

1EC 564195

Figure 2 - Method B apparatus
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3 Procédure

3.1 Méthode A

3.1.1 Attacher le dispositif de fixation du cable a une hauteur h au-dessus de la surface
d'impact. Cette hauteur h doit étre spécifiée par la spécification particuliere.

3.1.2 Attacher le cable au dispositif de fixation, a une distance de 2 m du spécimen de sorte
que le spécimen puisse se balancer librement d'une position horizontale a une position
verticale.

Ecification parhcuhere.

3.1.4 Répéter le cycle le nombre de fois spécifié.

3.2 Meéthode B

3.2.1 Placer le spécimen sur I'enclume dans la

n spécifiées.

3.2.2 Régler le marteau-pilon a |a
3.2.3 Manoeuvrer le marteau & 150
4 |Sévérité

4.1 Méthode A

Lal sévérité ¢ hutes et la hauteur de chute.

Les sévérités pr’f ent ptes sont des sévérités facultatives pouvant étre gpécifiées

pourceﬂe

Nowpbr d&ute Hauteur de chute

\ o

500

750

10 1 000

25 1500

50 1750

2000

4.2 Méthode B

La sévérité est la combinaison du rayon de la face du marteau, de la masse du marteau et du
nombre d'impacts. La sévérité doit étre indiquée dans la spécification particuliere.
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3 Procedure

3.1 Method A

3.1.1 Attach the cable clamping fixture at a height h from the impact surface. The height h
shall be specified in the detail specification.

3.1.2 Attach the cable to the attachment fixture at a distance of 2 m from the specimen so
that the specimen may swing freely from a horizontal to a vertical position.

3.1.3 Hold the specimen in a horizontal position as shown and allow it to drop on to the
impact tail
specification.

D

3.1.4 Repeat the cycle the specified number of times.

3.2 Method B

3.2.1 Place the specimen on the anvil in the specified p

3.2.2 Adgjust the hammer mass to the spg

4 Severity

4.1 Method A

The severity consi@

of the pUmber of drops and the height of drop.

andatory severities which may be specified for this

The foligwing preferred’s
procedure:
Drop height

Number o rops\
<\ \ mm

1 s 500
S 750
10

1000
75 T500
50 1750
2000
4.2 Method B

The severity consists of the combination of the radius of the hammer face, the mass of the
hammer and the number of impacts. The severity shall be specified in the detail specification.
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Les sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facultatives pouvant étre spécifiées
pour cette procédure:

Rayon du marteau Masse du marteau Nombre d'impacts
mm g
5 : 100 1
10 250 5
20 500 10
1000
5 Détails a préciser
5.1 Méthode A
Leg détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés liere:
- Nombre de chutes
- Hauteur de chute
- Spécimen optiquement actif ou passif
- Spécimen couplé ou désaccolplé
- Procédure de préconditionnement
- Procédure de reprise
- Examens et mes iQi i opttionnelles
- Examens et igences fonctionnelles
—~ Examer@ ; ina igenees fonctionnelles
- Ecarts p $
- Critéres g cces/défaillance
5.2
Leg détails dofvent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification particyliére:
- Rayon de la‘face du marteau
-\ Masse du marteau

— Nombre d'impacts

~ Point d'impact sur le spécimen

~ QOrientation du spécimen

— Matériel de I'enclume

— Spécimen optiquement actif ou passif
— Spécimen couplé ou désaccouplé

—~ Procédure de préconditionnement

— Procédure de reprise
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The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for this

-11 -

procedure:
Hammer radius Hammer mass Number of impacts
mm g
5 100 1
10 250 5
20 500 10
1000

5 Details to be specified

5.1 Method A

The following details, as applicable, shall be specified in the detaiks

— Number of drops
— Drop height

— Specimen optically functioning or ng

— Specimen mated or unmated
— Pre¢-conditioning procedure

— Recovery procedure
— Inifial examinations and
— Examinations and ny

— Final examina

— Deyviations from tg

The following de

Suds

— Hammer mass

- H:|mmer face ra

~ Number of impacts

— Point of impact on the specimen

— Orientation of the specimen

— Anvil material

— Specimen optically functioning or non-functioning
— Specimen mated or unmated

— Pre-conditioning procedure

— Recovery procedure
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— Examens et mesures initiaux et exigences fonctionnelles

— Examens et mesures en cours d'essai et exigences fonctionnelles
— Examens et mesures finaux et exigences fonctionnelles

— Ecarts par rapport a la procédure d'essai

— Critéres supplémentaires de succes/défaillance

@
&
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